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o°a Jfe #*J if i& f£ £ 4L # o°a ftl • it ft * £ * ^ # ^ *b #t J. a °« 

& J* ^ ift -fg. fl& ><l t t u & * • 





no 



*fc 3*J # & 



# *h • -ffe B /l £ - ;5fe 

#f 3r * # ^ Iff & _h j?» f *8t «'J ^ i a #J &r it & ft. ^ ^ # 

& & h ft ' *» 39 4 #r tf • if & ^- J$ 4 0 1 #, & & # £fc #tt |£ ifi | 

x 0 °o f ^ >H'j > liftiSft o°o #J 13 a b b b H #1 4l A o°o ' a 

# it * A a°a # m. -L o°a f & ftj %~ IS. ° ^ t~ iH t ' * 

^ # ft M 't tfL ' fc| *» £. i£ J. o°a #J £ a°a #fc ft - J. a°a %l Xk 

r-i - 4- it -L a °a f ^ >» # Jft. ^ # - 



m ft ^ 4*4 0 2 # # # ^ J*. _h D °a f *8t *I S ^^^^ t 

^ I « ^ t k I & ' *o & # *t ft 1 ^2 ^3 ^4 - A 5 

( ^ 4*4 0.3 #f 7F ) : « A » ^ g. _t a°o f ^ ft} g 

#J *t *t J. a°a t£ ^ ^7 B jftB. M. °a » #J *» & ^ *t ft 6 ^7 ^8 

9-A10(*i#JW404/srf7F) • 

* t ' # - *t (lot) J. o°a # ^ # - *t ft (lot 

number ) 



' JL # *t JL a°a ^ ^ # 2 5 aa [3] ' ft # *fc J. % & 

& it & St M m. ¥) it $t 4® $k £ o E - t ± A f ^ »J JR 9 ft 



' <H ^ m S A ' # $ ^ - #t ^ a°a t - >7 ^ « _L 



B 
B3 



% J% (layer) i& ft m & m ' M. %L # ilb >7t ^ Jft ># • 




is 
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i « (9) 

« n- *fe «j #- *t a - # ^ - & m m % «t # - ^ hki # ifs. 

(control spec) • #*b$fcfcj«*^J«;*;|fr*I£itflL^^. 

* 'J « ^ ' *l # £ it i& ilb & Ji o°a f & j*J Jff g ; ffij * *b: >jl 

t fa m § > it j. ' it — m 4k 

m j% s a st % a * ^ ( f a i 1 ) • 
If m • 4& # & m. %k ' w ^ m. fcp n 3ft fjj & b$ . 

* & «gt iff : r t m. jc & t fa m m § a ^ ^ ^ , 

ft # B * JM ? j » * # * ii # * : r * « # * it 
-«tt^^J>fii?j A & > itb - & J& g 5ft ^ 44 # 
^ i $ if J» * & A *b & & > — ««« 

m & if ^ m ' * & & ft « ii aft i& i@. t^i # 

# 5. jfc & g ^ 't 44 t • 
# Jl # ^4 0 6 • ^ Mi§ ^l?4 05 t # M^t j 

t ' i ?F & _L u°o f & &'J ^ SA^^tal ' it i£ 5ft ^ Jl g £ 
I ' I t ^ *J ' ilb b$- it & ffl 5 jjft a it *t & iftH # ^ • 

tf #■ .as m 5 m . ^^^501 t > * & ^ # ii 3ft ^ 
M m & m & & °w & m & > #j *> E 1 , E 2 , E 3 ••• • # ^ . 

# ** 5 0 2 ^ ff * B & £ fa t ' $£i&ifcJi«i*J3»j4LlS# 

# 0 £ *b ' ^ m. 5 0 3 tf * A M J. a a a IS. ifi itb 3R m *b M *l Vk 
% ^ ^ 4ft ^ ° ^ ' ^ # ^ 5 0 4 t ' * »J ffl £■ it ^ *f 




* ' a A B & ^ u°a ^ ig 4ft *t % 4L 



* # ^ 5 0 4 #r ^ # 





* iuiri[ 



«A Jt ' Iff'l 
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L * (10) 

#3 it * B fe £ «S & & m & $ ^ & ' $fc&'ffc^#gi&fe 

w ^ & jl O o a t fa m #- it *f 3- * m *f jti ^ % r»i 




£ » 



n #■ m si 6 m ^ - ^ j*. ^ - 
m #■ it ^ *f 3- # ^ # it _h 0 ° D 



o 
OCT 



u°a >*J ^ g & ft M 



Jt& ^ £ 



4- m 



C7 
OCT 



& 4£ t: m 

tk m * i a * # 4- 

o°o t *gt *j ^ s # m % a • « «. 

f *fc S'J 4:*.** # a°a f£ & ^ #J f ^ 





*8t #J A # 



00 >j»'J I*, 



o°o ' £1 # it #• J. 0 ° 0 ^^,^1 a °a f & ^ *t A 

A ^ & a °a ftl # it flL • #^^^ 602 4fc *'J fl? *fc tf 2r ^ 41 # 

3ft 9# t $ t J: A f ^ *| ^ i M ^ - £ * 

a°a *j t $ Jl g & i£ # & Jl D °a f ^ «>J Jj| g # |fl #, 



^fj^ oa 



frj t ' 4- 



a 

SB 



^ a ^ #«j ffl 41 m if ^ ^ fin A &. ° & m m t • 

# ^ * - |L 4b >f - - IL 4b ^ >f it - p a a a ^ >f ^ 4$ ^ , 
a « S 6^ ^ 14 M * itb € £1 6^ It, 4b >f > H 4b ^ ^ ^ 

M #] & M- % M ' @ itb ' -j5t^^J»*Iffl^L5Slf* 
(multiple regression) M % A ^ ( 3 ) /9f 



3- 



0 
BB 



^ # 14 #- *c 4t = a |l 4b ^ M # #- it 4iL + 

b Il4b^^m^-^ic4i + 
c # H B a ^ >f m %- $- it 4i 



(3) 



4- # 00 *J j| i mil Ml _l 0 0 a f *fe »j @ I # ^ > irt & 
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5. > %-WifLW (11) 

A & Ifr M $f (stepwise regression) - ittr i& iS # 
(forward) * & i& # * (backward) £ - 

ifc *h • ^ #J it -r a *'J ffl ^ £ ft (residual 

plot) *.*fc4*,4-&&*!|i*JSs£ia$ $. _l o° D f *8t £'J ^ l 4: 

iw # s£ (^-^60 3 ) > m it '^m.^m.nu^-it-^tM.m 

« « -fcfc it Mb *J iff itb Jifl #> ^ 4: £ # * 1^- fli - 




f *fe ftl #- it 



% 9\ » >j5t # £ - & * «fe fcj -2L I 

^*r^*t ( ^ B 7 ^ 7F ) ' & <& *r «. 5ft 

a # o° 0 %*j 4l it M_ & • w «. *>j ffl^^f ^aini 

*8t «j t 4: I S ^ *J #J *t 4£ # 4£ f£ # ' it EJ ft iib Si 5g. it #J 

« « # it m a & #} % m % # • 



n°c t ^ »j 



0 ° 0 #j t £ ^ J. D ° a > a %l 4f it #• J. «?a # ^ & ± B ° 0 f ^ m $- ^ tt. 

A & a°a *J #- ^ 4fc « & £ # JJ* 7 0 2 # - ML Jl a°a f 

*fe m m b # 0 ° 0 «.j t * ^ a & % it & ; » 

& $L4b M m M- - &4b*?&m&-2L£ Sk *■? M M & W % 

m % ®L ( itj ^ t * ) ' ,^ t f # - 1 n°c. If & • #J *o . 3r 

- *t £ o° 0 IL 4b # m M- %- *t tf. * # f'J # ^ -*L ^ ^ >ft ^ kb JS; 

^ ^ ' & *L 4b # # J» 

<fe t ' * £ a a a ^ ^ m #- it 4t ^ f- % 'J # ^ -f- J^J #L ^ fcb 

^ ^ ' *j itb *t a 0 °o <t fa n m us- ( & , t , ) ; ^ - #t ^ 

a°a ft 4b >§ # ^ *t A # f 'J # ^ ^ ^ tt. ^a tb i$k fa . 

* £ b b b ^ >f & # # it tt. ^ #-J # ^ ^ -f- ^ 4i ^a tb ^ ^ ^ > 
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i - (12) 
W\ ifc *t J. o°a f *L & ^ ( te, i% ) & • 

& & ' # 7 0 3 #> ^ ^ & 4l Rg J. 0 ° 0 # #. «, ^ ^ & 

& ^ # £ & • ^ i f ^ t ' & m % m m anova # 

3* ^.^^^.^t-S-ll-t. W >$. a°a #J #. o°a >j!<J #- & <ffi. & 5. # J: 

£ • £ # 31 M ^ P-1 J. o°a a°a ft| & ' K'J 

£ jfc # *f flfl a I a°a #J * a°a *J #- & 4t # 

£ jl , jty it # # * 7 0 4 • 

58704 A3 Duncan' s multiple range test i ^ 

(target) • i f ife {^J t • ft & #j & M. & *\ ft 

box plot ^ 7F ' fa ^ ^ JR ft ft ft # its. #J #j & _L £, 

t & m #- ^ a # & m j. u m ^ m «t «. - it- *j 

# i£ • #'J rf& t ' i£ ( 4& , , * ) & #J ^ a°a -jSt #. a°a >*J 

# a * ^ ' s'U^tiiifiat ' *r « * % >i* £ & 4l jMb 

£ & £. #j tst <t #, ^ Jj, A ^ ^ #J « ^ ^ ^ 0L • 

_L m i£ • &1fctfL&&*ft3L$L±. 0 °a f *8t #J # *t ^ *f 3" 

# a ^ #* jR. a ft. ^ $ #j >t o°a ^ n & te. *. s£ it. ^ ^ H m ^. 
$t ^ J M a 1% **. -L a°o f Jl s ^ ^ #, ^ • m a ^ ^ ^ 4- t£ 

«t ^ a°a 6^ Ml _L a °a f ^ m f ^ f i I f 8| ' JL >E$ ^ Jij 4- 

$%.&s°<tLik$kM.m.3L$L & ' % ft #■ a ^ # ^ **. -L o° 0 t 

# • ftafe$}jL3-^%i&&tf]$LjL£,% & m t # % *L & t 
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5 0 1 - 504 
601-603 



# ¥j yA m. 

* # ^409 

* W £ - ^ftt«fe ^ ML JL 0 °a t *fe *J #■ *L *f 

# 3* 6<7 flft. ig. 

7 0 1 -704 4M£ 8 £ £ - # 4l _t & f >*<] #- & ft 

* # 
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ft ft] foilUn ~ £ 



A o°a *tSfe^^^-^tg^L m & M ft M 




& & 



1-X A 



W m i% * & & fa ^ & & & i& m ^ & ifr i& ft <£■ %L n : & ^ 
^ ^ #7 & & • 



7 - *» t if * *»j & a an 6 ^ A? ^ mi _l & t ^ & *f 3- 
* ' & & w m & & & & + & & n m n i& $l ^ & & & t *j 

* £t St A & «. i& 4fe # ^ ^ ^ f$ ft. ^ J. & & is. i& & 4* # ^ 



8 * *> t tf ■ # *>j $i m % i ^ ft & 

& ' £ & ^ : 



oa 



*fr *»J #- ^ ft * 



f t| t t 1 0 ° D Jtti§- & a° 0 #J $L 4L ' & # f£ 

*t £ a °o # u°a 2*J t£ g A Ml _L a°a f & #J 3g g I « it 

4fc4*iS4£#*#*££.3- «. a °a aj t£ jji g ^. ^ Mi _l 0 °a f ^ *j ^ 

S 4L Bfl s£ • 



9 ^ t tf # |E B % 8 3jj ft & l a°a f ^ «<J #- 

* • ^ t o°o £'J K J* g * Ml i o°a f ^ 3t'J g 



3* 



M % & 



#'J fli 31 £f 3" ^, (multiple regression model) ft A 



> -k* f tf 4|- *■] & m $ 8 ii m i4 ^ mi -t a° 0 t & &>j #- it ^ # 
>r ' ^ ti> & o° D g & & mi ji o°o t ^ #j ^ s 4i mi #, 



1 o 
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* tfr X # ^ m : AH Jl A £ *fc >»J ^ *t *f # * 
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■It) HdllUUIfitf 1W.'I»»!I.TP JKI«T ftlK/ft Wfty 1W1 j«K MtiCB ■ii n u iv if tivi \rv.\ i 




9 14/26 I 

■ill II It- Kt J. LLP! .HI 




£ 14/26 1 




f it * # £ m : *jL -L & f 4St »J #■ & ^ *t ^ & 
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